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摘要(译)

公开了一种用于测量脑电图（EEG）信号或电子刺激的电子设备，至少
包括：测量来自受试者头部的EEG信号或向头部施加电流的电极模块;控
制模块，控制每个电极模块或向其施加电流; EEG信号处理模块，用于处
理EEG信号;电刺激模块，其为电极模块提供用于电刺激的电流。控制模
块还用于：通过控制切换模块控制每个电极模块测量来自受试者头部的
EEG信号，使得每个电极模块与EEG信号处理模块连接;通过控制切换模
块控制每个电极模块向对象头部施加电流，使得每个电极模块与电刺激
模块连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/61ccb427-7891-4133-bf51-aac553890075
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053875192/publication/US10245425B2?q=US10245425B2

